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EDITAL Nº 02 - PROCESSO SELETIVO 2020 

3ª ETAPA - RESULTADO DAS ARGUIÇÕES 

(CANDIDATOS AO MESTRADO E DOUTORADO) 

 

Resultado da Arguição 

Quant. NOME NÍVEL 
Total de 
Pontos 

1 Karla Jacqueline Augusto Machado Mestrado 8,30 

2 Marcos Antonio Hermosa Báez Mestrado 8,5 

3 Marcus Vinícius Viegas Pinto Mestrado 9,30 

 

Resultado da Apresentação oral 

Quant. NOME NÍVEL 
Total de 
Pontos 

1 Alex de Almeida Carvalho Doutorado 3,80 

2 Arnaldo Pinheiro Costa Gaio Doutorado 1,80 

3 Iris Trindade Chacon Doutorado 4,40 

4 Jorge de Souza Pinheiro Junior Doutorado 2,80 

5 Luciano Segné Ferreira Silva Doutorado 4,3 

6 Patrícia Cals de Oliveira Vitório Doutorado 4,5 

7 Rodrigo Ornelas de Almeida Doutorado 4,1 

8 Vitor Silva Tavares Doutorado 4,7 

 


